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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEI afin qu’il refléte 1’état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central
de lIa CEL

Les renseignements relatifs 3 ces révisions, i 1’établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

® Bulletin de 1a CEI

® Annuaire de la CEI
Publié annuellement

® Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis 2 jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la CEI 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d’un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent &tre obtenus sur demande,
Voir également le dictionnaire multilingue de 1a/CEL

Pour les symboles graphiques
signes d’usage général appro
consultera:

- 1la CEl27: Symbole

‘technique;
~ la CEI 417; utilisables sur le
matériel. Inde tion des feuilles

individuelles;

— la CEI 878: Symboles graphiques pour équipements
électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de
la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le méme
comité d’études

L’attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la
fin.de cette publication, qui énumérent les publications de
la CEI préparées par le comité d’études qui a établi la
présente publication.

Vélidity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® JEC Bulletin

® JEC Yearbook
Published yeat!

of separate chapters each dealmg
{ Full details of the IEV will be
est. See also the IEC Multilingual

and definitions contained in the present publi-
n have either been taken from the IEV or have been
ically approved for the purpose of this publication.

zraphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred
to publications:

— IEC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— 1EC 417: Graphical symbols for use on equip-
ment. Index, survey and compilation of the single
sheets;

— IEC 617: Graphical symbols for diagrams;,
and for medical electrical equipment,

— IEC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publi-
cation have either been taken from IEC 27, IEC 417,
IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically appro-
ved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by
the technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure -
Section 10: Essai d’immunité au champ magnétique
oscillatoire amorti
Publication fondamentale en CEM

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation modla e de\normalisation

composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comité deNa CEl). LaCEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les i ation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, éntre au pblle des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités g squels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les orgafi intern tlona es, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participe ent 2 aux. La CEl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Ng isatio des conditions fixées par

accord entre les deux organisations.

al publiées sous forme de normes, de
s.par les Comités nationaux.

a été établie par le sous-comité 77B: Phénoménes
de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

La Norme i
haute fréq

st issu des documents suivants:

DiS Rapport de vote

77B(BC)9 77B(BC)15

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.

Les annexes C, D et E sont données uniquement a titre d’information.



IEC 61000-4-10 Ed. 1.0 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

1000-4-10 © IEC :1993 -7-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —
Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 10: Damped oscillatory magnetic field immunity test
Basic EMC Publication

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a world-wide organization for standardjzation comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object 6f the IEC\is to promote interna-

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matter;

3) They have the form of recommendations.for international use publi

4) in order to promote international uniﬁcaion

between the |IEC Standa

latter.
International as been prepared by sub-committee 77B: High
frequency pheno committee 77: Electromagnetic compatibility.
It forms se of IEC 1000. It has the status of a basic EMC publication in
accordance 7.

The text o andard is based on the following documents:

Dis Report on Voting

77B(CO)9 77B(CO)15

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report
indicated in the above table.

Annexes A and B form an integral part of this standard.
Annexes C, D and E are for information only.
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